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解题思路
l 赛题背景

○ MBIST（Memory Build-in Self Test）存储器内建自测试

l 利 用 控 制 器 对 存 储 器 （ 一 对 多 ） 根 据 测 试 算 法 产 生 对 应 的 测 试 地 址 、
测 试 数 据 、 读 写 控 制 及 其 它 存 储 器 功 能 控 制 信 号 ， 接 受 存 储 器 的 输 出
数 据 的 反 馈 ， 对 输 出 数 据 进 行 比 对

○ 如何决定存储器单元的分组，进而决定控制器个数

l 多约束下的划分分组问题

l 多目标优化问题

l 考虑多约束：

      面积、测试功耗、时序、测试算法、BIST 结构、存储器结构等等

○ 高度抽象后的赛题

l 读取给定描述数据集的多个文件，输出存储器列表的分组

l 设计约束和运行时间（第一要务是必须满足所有设计约束）

l 在此基础之上，分组越少越好，时间越快越好（不计分但上限约束）

l 分组个数相同时，时间越短得分越高
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问题的关键：优化问题建模+优化算法

多目标/多约束优化算法：
Ø 经典的遗传、模拟退火、蚁群、聚类等启发式算法...
Ø integer linear programming (ILP)、基于贝叶斯的多目标优化...
Ø 强化学习等机器学习方法...

...

注意：目标函数的设置，如何避免陷入局部最优解等

通过阅读MemoryBIST User’s Manual等了解MBIST测试方法基本理念常识，但需要注意到我们赛题
经过了高度抽象和凝练，阅读参考文献掌握基本思想及解题思路，结合赛题要求灵活应用

s.t.



从哪里入手？

拔高才是制胜关键

前期调研

○ 广 泛 的 查 找 文 献 和 资 料 （DAC、
DATE、 ICCAD、TCAD等 前 沿 论 文 )

○ 搭 建 赛 题 所 需 环 境

明确任务开始学习

○ 合 理 划 分 任 务 明 确 团 队 分 工
○ 各 司 其 职 、 专 项 学 习

完成初步版本并持续不断优化

○ 快 速 实 现 具 有 基 本 功 能 版 本 的 代 码
○ debug并 持 续 不 断 优 化 性 能
○ 增 加 创 新 点 、 完 善 代 码 规 范

熟悉赛题

○ 仔 细 研 读 赛 题 指 南 、 参 与 赛 题 培 训
○ 了 解 赛 题 背 景 、 明 确 赛 题 任 务 与 要 求

整理汇总、撰写文档
提交作品、准备答辩

○ 总 结 凝 练 、 分 析 实 验 结 果
○ 如 何 撰 写 科 学 的 、 规 范 的 技 术 报 告
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合理的时间规划非常重要！



一些参赛建议与提醒

合理组队

  各有擅长

  合作愉快

前期快速入手，
先完成初步版
本，再进行优
化和拔高
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阅读参考文献，学

会查找资料（官方

的手册、文档、英

文文献，抛弃百度

等），在已有基础

上思考创新，进一

步实现验证（站在

前人肩膀上，没有

空中楼阁）
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前人的经验与

教训

注意阅读赛

题描述与规

则，不要漏

掉重要信息
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注意一下编程的
代码规范

早点动手

大胆尝试

保证时间
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